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излучения лазерных диодов используются следующие модули: полихроматор с выводом спектров на 
ПЭВМ, модуль измерения степени поляризации с выводом данных на ПЭВМ, измеритель мощности, 
быстрый фотодиод с осциллографом для исследования динамических характеристик лазерных диодов. 
Для нахождения пространственных характеристик лазерного излучения применяется CCD-камера, ко-
торая в полном соответствии со стандартом ISO 11146 позволяет студентам определять параметр качества 
пучка М2 для представленных излучателей. 

Измеритель мощности лазерного диода построен на базе кремниевого фотодиода с применением 
фильтра выравнивания спектральной чувствительности фотодиода для видимого спектра, в результате 
отсутствует необходимость пересчета показаний измерителя при различных длинах волн регистрируе
мого излучения. 

Следует отметить, что возможно одновременное применение нескольких устройств для решения 
поставленных задач. 

Измерение параметров выходного излучения
Базовая комплектация представленного комплекса позволяет:
•• измерять спектр генерации для различных температур и токов инжекции;
•• находить зависимость степени поляризации от тока инжекции и температуры;
•• вычислять энергетическую эффективность генерации при различных величинах и режимах тока 

инжекции;
•• определять пространственную структуру пучка;
•• исследовать динамические характеристики излучателя.

Таким образом, с  помощью представленного модульного комплекса можно достаточно подробно 
изучить непрерывный режим и режим со слабой токовой модуляцией для полупроводниковых лазеров. 
Разнообразие модулей полупроводниковых излучателей позволяет проводить эксперименты для раз-
личных сред, а широкий набор измерительного оборудования – создать большое количество лаборатор-
ных работ различного уровня сложности. На данный момент полностью готовы методические указания 
по следующим лабораторным работам: 

1. Исследование ватт-амперных характеристик полупроводниковых лазерных излучателей.
2. Исследование температурных особенностей ватт-амперных и пороговых характеристик полупро-

водниковых лазерных излучателей.
3. Исследование поляризационных характеристик полупроводниковых лазерных излучателей.
4. Исследование расходимости излучения полупроводниковых лазерных излучателей.
5. Исследование спектральных характеристик и продольной модовой структуры полупроводнико-

вых лазерных диодов.
6. Исследование температурных особенностей спектральных характеристик и продольной модовой 

структуры излучения полупроводниковых лазерных диодов.
7. Исследование динамических характеристик генерации полупроводниковых лазерных диодов.
Кроме того, комплекс (как целиком, так и некоторые из его составляющих) можно применять для 

проведения исследовательских работ. В частности, измеритель мощности лазерного излучения, изме-
ритель поляризации лазерного излучения и непрерывные источники лазерного излучения были исполь-
зованы при изучении свойств жидкокристаллических ячеек на кафедре лазерной физики и спектроскопии 
физического факультета БГУ. 

Рис. 3. Модуль регистрации излучения:  
а – измеритель мощности;  

б – измеритель степени поляризации выходного излучения
Fig. 3. Module of the radiation registration:  

a – power meter; b – polarization degree of output radiation meter


